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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКА ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Загальна кількість завдань в тесті – 120. Бланк тестування складається з 

30 тестових завдань, які формуються с загальної кількості завдань в тесті. 

Тривалість проведення фахового випробування складає 120 хвилин. 

Кількість варіантів відповідей у кожному тестовому завданні – 5 (одна 

відповідь правильна, 4 відповіді не правильні). Вступник має обрати 

правильну відповідь.  

Критерії оцінювання знань вступника відповідно до кількості обраних 

правильних відповідей з 30 тестових завдань в одному варіанті приведений в 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Критерії оцінювання знань вступника при проведенні 

фахового вступного випробування 

Кількість 

правильни

х 

відповідей 

Оцінка 

фахового 

випробуванн

я 

Кількість 

правильни

х 

відповідей 

Оцінка 

фахового 

випробуванн

я 

Кількість 

правильни

х 

відповідей 

Оцінка 

фахового 

випробуванн

я 

1 100 11 144 21 158 

2 110 12 146 22 161 

3 118 13 148 23 164 

4 125 14 149 24 168 

5 129 15 150 25 172 

6 132 16 151 26 176 

7 135 17 152 27 180 

8 138 18 153 28 185 

9 140 19 154 29 192 

10 142 20 156 30 200 


